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La piezoélectricite et les ultrasons au coeur
de la chaine de valeur du GREMAN
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Péle présent dans deux themes phares

-Méthodes et instrumentation pour la caractérisation ultrasonore
de milieux complexes
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Péle présent dans deux themes phares

‘Micro et nanosystémes piézoélectriques et capacitifs
pour la transduction ultrasonore et la conversion
d'energie

Cotlvde 4 deile de siie setvar, a e s
l cadnaELr nEcanlcue & gerids

e

Ser 3 3
a 53 . . o
Eu : 2 ) B ooy Doy S ot
oo - ' . b Y A B A [

| RN . E ' 0 W)
i ! ’ y R N i P~
' J .
Vi ¥
H i )

’

boarafils fe 200 ooeniles ver jcalarsenl
U UM Codche condacrice



.

@ . .
T Des compétences et des equipements
pour une recherche au cceur de I’école
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Compétences
«Caractérisation linéaire et non linéaire de matériaux,
*Mesure électriques sur des composants actifs,
*Métrologie Laser,
Instrumentation ultrasonore,

*Modélisation acoustique.

-Equipements
-Cuves de caractérisation acoustique,
*Unités de déplacement motorisées 3D,
*Analyseurs de réseaux,
«Sondes d’interférométrie Laser,
«Station sous pointe,
*Oscilloscopes,
*Emetteurs-récepteurs ultrasonores.
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ANR SUPREME INSA ::..

SUPERLENTILLE A REFRACTION NEGATIVE A BASE DE
METAMATERIAUX ET CRISTAUX PHONONIQUES
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A.-C. Hladky-Hennion et al, AIP Advances 1, 041405 (2011)
C. Croénne et al, Phys. Rev. B 83, 054301 (2011)
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Projet METAL WATER STRUCTURE INSA 2.

REFRACTION NEGATIVE DES ONDES LONGITUDINALES DANS UN
MILIEU EXTERNE A LAIDE D’UNE LENTILLE SOLIDE
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15 plaques collées
Découpe jet d’eau
\\ 11| I
Hauteur # 80 mm

Largeur # 300 mm
Epaisseur # 60 mm e
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METAMATERIAUX ET CRISTAUX PHONONIQUES CONTROLES PAR
CHAMPS ELECTRIQUES ET MAGNETIQUES
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N. Kherraz et al, Appl. Phys. Lett. 108, 093503 (2016)
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